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摘要(译)

本发明涉及一种用于测量大脑参数的模块化可植入装置。本发明的装置
包括电子单元（11）和集成在其中的传感器单元（2,3）。电子单元由诸
如发射器，接收器，能量供应和控制单元之类的基本部件组成，是刚性
密封的，并且可以在其灭菌之后重复使用。传感器单元包括至少一个单
腔导管（1）以及布置在其中的压力和温度测量传感器。
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